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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some |EC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication

incorporating amendment 1 and the base publication

publicgtion de base incorporant les amendements 1
et 2.

Valiclité de la présente publication

Le coftenu technique des publications de la CEIl est
constgmment revu par la CEIl afin qu'il refléte I'état
actuel|de la technique.

Des [renseignements relatifs a la date de
reconflrmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les repseignements relatifs & des questions a I'étude et
des tr@vaux en cours entrepris par le comité technique
qui a |établi cette publication, ainsi que la li
publicgtions établies, se trouvent dans les doc
dessols:

¢ | «Site web» de la CEI*

» | Catalogue des publications de la CEI
Publié annueliement et mis & jour régulie
(Catalogue en ligne)*

e | Bulletin de la CEI
Disponible a la fois
comme périodique i

Ternjinologie, s
et litféraux

En ce|qui concerne 12 ter Qino
se reportera 3
technique Inte

Pour les Symbales
et les|signes 8
lecteuy consultera Ja Symbo/es //tferaux a
utilisey en électrotechniqle, la CEI 60417: Symboles

compfatiof des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symbbplés’graphiques pour schémas.

tncorporating amenaments 1 and 2.

t under
hat the

htion of

ibn and
und by the technical
prepared this publication, las well
ications issued, is to be found at the

atalogue of IEC publications
blished yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and 3s a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are refefred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vodabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols anfi signs
approved by the IEC for general use, readgrs are
referred to publications {EC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC [60617:
Graphical symbols for diagrams.

*  Voir adresse «site web» sur la page de titre.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESEAUX DE RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
SPECIFICATION PARTICULIERE:
RESEAUX DE RESISTANCES FIXES A COUCHES EPAISSES,
DE VALEUR EGALE ET DE DISSIPATION EGALE, MESURABLES INDIVIDUELLEMENT,
DE CLASSE ‘1. (CONFIGURATION SIMPLE EN LIGNE)

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes ol son
reprgsentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces
exprfiment dans la plus grande mesure possible un accord j
sur fles sujets examinés.

2) Ces (iécisions constituent des recommandations inte
agréfes comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans exprime 1
voeu gles nationalts
le t les conditions
nati < ecommandation de 1lp
CEI pt la régle nationale corrgspondante doi 2’ mesure du possible,

étre

La prés i ] 40 de la CEI:
Condens i

Le text

Rapport de vote

N
WC)GZS 40(BC)686

Pour de| plas,"amples renseignements, consulter le rapport de vote corresponflant
mentionhé{dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).



https://iecnorm.com/api/?name=48f3b0a1edf94b2ca17e237bbd6c75ca

115-6-102 © IEC -3-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTOR NETWORKS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
DETAIL SPECIFICATION:
FIXED THICK FILM RESISTOR NETWORKS WITH INDIVIDUALLY
MEASURABLE RESISTORS, ALL OF EQUAL VALUE AND EQUAL DISSIPATION,
CLASS 1. (SINGLE-IN-LINE NETWORK)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
preiared by Technical Committees on which all the National Committees

having a special interest therein are represented, express
posgible, an international consensus of opinion on the sy
with.

2) They have the form of recommendations for internatiomal\use
accgpted by the National Committees in that sense.

3) In dqrder to promote international unification; e ¥ :
wisl that all National Committees should a e fte the IEC

recqgmmendation for their national rules inp as natienal conditiogs
will permit. Any divergence between th¢ & dcommendation and the
corfesponding national rules » Qgs'b e, be clearly

indicated in the latter.

This sfjandard has been . 40:
Capaciffors and Resistor
The text of-this:fta dard the following documents:
<\\M\/§% ule | Report on Voting
40 C0)625 40(C0)686

Furtheqg information can be found in the relevant Report on Voting indicatgd in
the table/above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is
the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE CEI 115-6-102:
QC 400401XX0002

COMPOSANTS ELECTRONIQUES CEI 115-6-1
DE QUALITE CONTROLEE QC 400401
CONFORMEMENT A:

PUBLICATION 115-6 DE LA CEI

RESEAUX DE RESISTANCES FIXES

A COUCHES EPAISSES, DE VALEUR
EGALE,
IMENT

N LIGNE)

Crqquis d'encombrement: voir page 6

Technologie de base: Circuit a
che épaisse.

N =4 3 12.

Réseau isolé.

Niveau d'assurance: E
<::> Classe de stabilité: 1%

L.

1

O

Les \informations sur la disponibilité de composants
\\R\al iés selon cette spécification particuliére
o

nt données dans la Liste des Produits Qualifiés.

CARACTERISTIQUES GENERALES

METHODE DE_MONTAGE RECOMMANDEE

Ces résaux de résistances sont congus pour la soudure sur un circuit impri-
mé et doivent ainsi étre montés pour essai suivant le paragraphe 3.1.1.b de
la Publication 68-2-6 de la CEI et du paragraphe 3.3.1.b de la Publication
68-2-29 de la CEI: Fixer les sorties seulement.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

IEC 115-6-102
QC 400401XX0002

ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:
IEC PUBLICATION 115-6

IEC 115-6-1
QC 400401

FIXED THICK FILM RESISTOR
NETWORKS WITH INDIVIDUALLY

Out[line drawing: see page 7

MEASURABLE R STORS, A
EQUAL VALUE( AND “EQUAL)D

LL OF
ISSIPATION

)

<z> 177 2 N-1N

ical construction: T
film circuit.
=4 to 12.

Insulated network.

hick

Assessment level: E

Stability class: 1 %

1.

1

i\ \\)

In ormatlon on the availability of components
ualified to this detail specification is given
in” the Qualified Products List.

GENERAL DATA

RECOMMENDED METHOD OF MOUNTING

These resistor networks are designed for soldering into a printed board and
shall therefore be mounted for testing in accordance with Sub-clause

3.1.1.b of IEC Publication 68-2-6 and Sub-clause 3.3.1.b of IEC Publication
68-2-29: Clamping the leads only.
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CROQUIS D'ENCOMBREMENT

La broche No. 1 doit étre identifiée par un chan-
frein ou le chiffre 1, ou un point adjacent a la
broche No. 1, ou une ligne pointillée dans la zone
hachurée.

4 B \ \Q"
L, (RS RRo
| WGl O P__tlz
LB AN
47

que-d sorties rectangulaires sont
des l'épaisseur minimale est 0,2 mml|

rehaussement peut-étre sur les sortiep.

R \>\ \ﬁzx Dimensions (en millimétres)
\b\ min. nom. max.
i - - 2,50
1 - - 1,25
Bg - - 1,25

b 0,2 - -
< 0543 6551 0556
D - - 2,54(N - 1) + 2,5
1 0,51 0,76 1,14
19 3,18 3,43 3,81
S 2,41 2,54 2,67
Z 0,84 1,02 1,25
H voir Tableau I

N = Nombre de sorties, 4 & 12.
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OUTLINE DRAWINGS

Pin No. 1 shall be identified by an adjacent bevel,
dot or numeral 1, or by a dotted line in the
shaded area.

ol i 2

b 3.9
1
a—l - 12
Y
—;— Bagmand Bl S
- = B2

ular terminals are used
thickness is 0,2 mm.

<::> ** ‘Stand-off may be on the terminations.
R

\\\\J;%en31ons (in millimetres)
< \% nom. max.
\35\\/ - 2,50
B N N I
- - 1,25
b 0,2 - -
c 0,43 0,51 0,59
D = = o SHN—1) 275
1 0,51 0,76 1,14
1, 3,18 3,43 3,81
S 2,41 2,54 2,67
Z 0,84 1,02 1,25
H see Table I

N = Number of terminations, 4 to 12.
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DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES NOMINALES

TABLEAU I
Dissipation }(Dissipation Tension 1li-
Modéle Hauteur (H) nominale de |nominale du mite nominale
1'élément réseau (en courant
a 70 °C a 70 °C continu ou
alternatif
(mm) (W) W) efficace) (V)
BA 4,85 = 0,25 (pour 1N) 0,125 (N - 1) x 0,12 50
BB 6,75 * 0,25 (pour 2N) 0,15 (N - 1) x 15 50
BC 8,69 +g»§ (pour 3N) 0,2 (N - 2 50
e O\

iN

N = Nombre de sorties, 4 a 12.

Gamme de résistance¥*
Tolérances sur résistance nominale
Catégorie climatique

Basse pression atmosphérique
Classe de stabilité

Limites de la variation
de résistance:

0 4R + 0,05 Q)

- pour les essai
i 0,25 #R + 0,05 Q)

- pour les ess

100 x 1076/°C pour R >

ko
+ 250 x 1078/°C pour R

La dissif des-régsistances couvertes par cette spécification n
pas dé

épasser\les valeurs indiquées par la courbe ci-aprés:

Zone de fonctionnement
recommande
nominale

100 Q
100 @

e doit

0
O O U
-55°C +70°C +125°C ambiante

Note. -Voir également paragraphe 2.2.3 de la spécification intermé

* Les valeurs préférentielles sont celles de la (des) série(s) E...

Publication 63 de la CEI: Séries de valeurs normales pour résist
et condensateurs.

Temperature

diaire.

de 1la
ances
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DIMENSIONS, RATINGS AND CHARACTERISTICS
TABLE I
Rated Rated Limiting
Style Height (H) element network element
dissipation dissipation voltage
at 70 °C at 70 °C (V d.c. or
(mm) (W) (W) a.c. r.m.s.)
BA 4,85 + 0,25 (for IN) 0,125 (N -1) x0,12 50
BB 6,75 + 0,25 (for 2N) 0,15 (N -1) x 0,15 50
BC 8,69 *0,2  (for 3N) 0,2 (N - 1)(x 0, 5p
-0,25
A (@S

N = Number of terminations, 4 to 12.

Resistance range*

Tolerance on rated resistance
Climatic category

Low air pressure

Stability class

Limits for change of
resistance:

- for long term tests
- for short term tests

,0 R + 0,05 Q)
>25 %R + 0,05 Q)

Temperature coe a : % 100 x 1078/°C for R > [100 Q
a : + 250 x 1076/°C for R < [LOO @
.1 DERATING
Resistors vered gpecification are derated according to
Area of recommended :
operation 1
|
]
1
i
!
1]
i
1
: : N
Ambient
-559¢ +70°C +125°C temperature

Note. -See also Sub-clause 2.2.3 of the sectional specification.

* The preferred values are those of the E-series of IEC Publication 63:

Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.
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DOCUMENTS DE REFERENCE

Spécification générique:

Spécification intermédiaire:

115-6-102 © CEI

Publication 115-1 (1982) de la CEI:
Résistances fixes utilisées dans
les équipements électroniques.
Premiére partie: Spécification
générique.

Modification No. 2 (1987).

Publication 115-6 (1983) de la CEI:
Sixiéme partie: Spécification
intermédiaire: Réseaux de résistan-
ces fixes 3 résistances mesurables
individuellement.

Spécification particuliére-cadre:

MARQUAGE

1) L'identification du ré

2) La broche
1, ou un

dans i: Z0
3) Résistane

6)( Nom du fabricant ou marque de fabrique.

plus avec:

et modéle;

Modification No.

la
ation
e
égale
rables

€e par un chanfrein ou le chilffre

othe No. 1, ou une ligne pointillleé

elle n'est pas marquée sur le réseau);
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A MARKING

115-6-102 © IEC

RELATED DOCUMENTS

Generic Specification:

Sectional Specification:

—11-

IEC Publication 115-1 (1982): Fixed
Resistors for Use in Electronic
Equipment.

Part 1: Generic Specification.
Amendment No. 2 (1987).

IEC Publication 115-6 (1983):

Part 6: Sectional Specification:
Fixed Resistor Networks with indi-
vidually measurable Resistors.
Amendment No. 1 (1987).

The following minimum ma
resistor network:

1

Blank Detail Specification:

ation:
indi-
, all
ipa-

be given on the

ral 1,
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1.5 RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

Les commandes de réseaux de résistances couverts par cette spécification
doivent contenir au minimum, en clair ou en code, les renseignements
suivants:

(a) Résistance nominale de 1'élément;
(b) Tolérance sur la résistance nominale;

(c) Numéro et édition de la spécification particuliére et référence
du modéle.

1.6 RAPPORTS CERTIFIES DE LOTS ACCEPTES

@%
o
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5
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ORDERING INFORMATION

Orders for networks covered by this specification shall contain, in clear
or in coded form, the following minimum information:

(a) Rated element resistance;
(b) Tolerance on rated resistance;

(c) Number and issue number reference of the detail specification and
style reference and number of terminationms.

“CERTIFIED RECORDS OF RELEASED LOTS

@%
S
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SECTION DEUX- EXIGENCES POUR LE CONTROLE

2. EXIGENCES POUR LE CONTROLE

2.1 Procédures

2.1.1 Pour l'homologation la procédure doit &tre conforme au paragraphe 3.2
de la spécification intermédiaire, Publication 115-6 de la CEI.

2.1.2 Pour le contrble de la conformité de la qualité, le programme
d'essais, comprenant 1l'échantillonnage, la périodicité, les sévérités
et les exigences est donné au tableau II. La formation des lots de
‘contrdle est régie par le paragraphe 3.3.1. de la spécification inter-

médiaire.
TABLEAU II
Notes 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour leg t les exi-
gences renvoient 3 la spécification généf\y istlances

fixes: Publication 115-1 de la CEI;
concernant les variations de résists
tableaux I et II de la spécificatio pédd Publlication
115-6 de 1la CEI.

ces

traits de la blica-
illonnage pdgur les

2. -Les niveaux de contrble et
tion 410 de la CEI: Plans
contrbles par attributs

3. -Dans ce tableau:

nombre admissible de défectjueux)

} Publication 410 de (la CEI

Exigences

Numéro |de paragra <;\\V<\ onditions d'essai N
et essqi ou \Mveir te 1) C (voir notle 1)

(voir rote 1) hi\>

>0 Z

(voir note 2)

AN
CONTROIIE DU ﬁE N

(lot p4qr lot)

Sous-gﬁggpe Al ND S-4 1,0%

4.4.1 Examen visuel Selon 4.4.1
Marquage lisible et
selon 1.4 de la pré-
sente spécification

Sous-groupe A2 ND S-4 1,0%

4.4.2 Dimensions Voir croquis d'encom-

(au calibre) brement de la pré-

sente spécification

4.5 Résistance Selon 4.5.2
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SECTION TWO — INSPECTION REQUiREMENTS

2.1 Procedures
2.1.1 For Qualification Approval the procedure shall be in accordance with
the Sectional Specification, IEC Publication 115-6, Sub-clause 3.2.
2.1.2 For Quality Conformance Inspection the test schedule (Table II)
includes sampling, periodicity, severities and requirements. The
formation of inspection lots is covered by Sub-clause 3.3.1 of the
sectional specification.
TABLE II
Notes 1. -Sub-clause numbers of tests and performance (requ ementJ refer
to the Generic Specification, IEC Publicagion 1 ept for
resistance change requirements, which sha S ed [from the
Tables I and II of the sectional specifica¥ S bllication
115-6, as appropriate.
2. -Inspection Levels and AQL's are ation
410: Sampling Plans and Procedu ributes.
3. -In this table:
P = periodicij
n = sample siz
c acceptance by éd number of defectives)
D
N
I . .
A o1 } IEC Publication 410
Sub-clquse numb<::> I A Performarce
and Tegt }uy\ L Q |requiremgnts
(see Nqte 1) iﬂi\ L (see Notd 1)
//\\\ (see Note 2)
GROUP 4 INSRE},\IIQN\
(lot-by-1ot) \\k\
Sub-grqup Al ND S-4 1,0%
4.4.1 |Visual As in 4.4.1
‘examination
Legible marking and
as specified in 1.4
of this specification
Sub-group A2 ND S-4 1,0%
4.4.2 Dimensions See outline drawing
(gauging) in this specification
4.5 Resistance As in 4.5.2
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai N N Exigences

et essai ou |(voir note 1) C Q (voir note 1)

(voir note 1) ND A

(voir note 2)

CONTROLE DU GROUPE B

(lot par 1lot)

Sous—-groupe Bl ND S-3 1,0%

4.7 Tension de Méthode du bloc en V Pas de claquage, ni
tenue (réseaux Tension d'essai: 70 V de contournement
isplés—seule effiecace
ment)

Sous-grpupe B2 D S-3

et ess:E
(voir te 1)

AN

b
iz

7

(Veir te 1)

D

»5
4,17 Spudabilité Sans vieillissement B tamage mis en
Bain de soudure, évidence par 1'écou-
Méthode 1 1 nt lipre de 1'al-
Température de bain: 4 liage avec un mouil-
230 °C age convenable des
Temps d'immersion: s sorties
4,19 ZEriations 6p = -55 °C
pides de (}
température 6 = +1 C \_/)\//
Examen Pas de domage
. visible
<:jR istan AR £ £(0,R5 %R +
RRTE 0165
Numéro de paragra on 'tTBné>d'essai Effectif de Exigences|

1'échantillon
et criteéere

d'acceptation
(voir note 3)

P n

Cc

(voir note 1)

CONTRO
(pério

DU_GROU.
ique)

Sous-g

W

qo

Moitié
lon du

de 1'échantil-
Sous-groupe Cl

4.16 Robustesse des
sorties

Voir 2.3.9 de la spéci-
fication intermédiaire

Examen visuel

Résistance

gn

Pas de dommage
visible

AR £ £(0,25 %R +

0,05 Q)
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Sub-clause number

4.17 Solderability

4.19 Rapid change
of temperature

Without ageing
Solder bath, Method 1
Bath temperature:
Immersion time:

230
2 s

°C

N

D {Conditions of test I A Performance
and Test or |(see Note 1) L Q requirements
(see Note 1) ND L (see Note 1)

(see Note 2)

GROUP B INSPECTION

(lot-by-1lot)

Sub-group Bl ND s-3 1,0%

4.7 Voltage proof V-block method No breakdown or
(insulated Test voltage: 70 V flashover
networks only) r.m.s.

Sub-group B2 D

S

%)

od\tipnjing as evi-
enced’ by| free

ing off the solder
with wettling of the

Xerminations

£

No visiblle damage

>

AR £ £(0,[25 %R +
0,05 Q)
[\\\/\\ ) (?\\\ N,
Sub—cljuse numbég::> D onditions test Sample size Performanice
and Tedgt iﬁV\ sge te 1) & criterion requirements
(see Ndte 1) of accepta- (see Note| 1)

bility (see

of Sub-group Cl

4.16 Robustness of
terminations

See 2.3.9 of the
sectional specification

Visual examination

Resistance

Note 3)
P n c
N
GROUP_( £§§Bﬁ5§§oN
(periodic)
Sub-grqup. CLA D 3 5
Half of the sample

No visible damage

AR £ £(0,25 %R +
0,05 Q)
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Numéro de paragraphe
et essai
(voir note 1)

ou
ND

Conditions d'essai

(voir note 1)

Effectif de
1'échantillon
et critére
d'acceptation
(voir note 3)

P ni{c

Exigences
(voir note 1)

4.18 Résistance & la
chaleur de sou-

Méthode 1lA

dage
Examen visuel Pas de dommage
visible
Marquage lisible
Résistance /A(/—A < #(00/R5 %R +
,05\Q)
4.8 Variation de -55/20 °C <<: ur\R Y 100 Q:
résistance en R
fonction de la <:\\\\§\ R t 0,15 %
température /\\\\§;§§ :iour R {100 Q:
N E;\»/EB <+1,88 %
20/125 °C () :> Pour R > [100 Q:
J %511,05%
Pour R £ [100 Q:
ﬁg <t 2,62 %

Autre noitié‘de
1'échartildon du
Sous-groupe Cl

3 5

Pas de dommage
visible
Marquage [lisible
AR £ (0,25 %R +
0,05 Q)

4.19 Variations
rapides de
température

6p = =55 °C
g = +125 °C

Examen visuel

Résistance

Pas de dommage
visible

AR £ (0,25 %R +
0,05 Q)
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